
Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів  
з дисципліни “Електронна та іонна спектроскопія твердих тіл та 

нанооб'єктів” 

 
Дидактичним забезпеченням самостійної роботи студентів є використання 
сучасної наукової літератури у вигляді посібників та журналів. При 
плануванні та організації самостійної роботи студентів викладач керується 

„Положенням про самостійну роботу студентів” що розроблено Науково-
методичною радою ЗНУ. 

 
ТЕМИ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТІВ 

№ Назви тем і запитань, які виносяться на 
самостійну роботу 

Форма контролю 
(звітності) 

1 Спектроскопія характеристичних втрат 

енергії електронів високого разподілення. 

реферат 

2 Порогові методи: спектроскопія 
потенціалів появлення та спектроскопія 

іонізаційних втрат. 

реферат 

3 Коливальна спектроскопія втрат енергії 
повільних електронів високого розділення.  

реферат 

4 Взаємодія нейтральних частинок з поверхнею 

твердого тіла. Отримання і використання 
молекулярних пучків.  

реферат 

5 Спектроскопія роботи виходу.  реферат 

6 Фізико-хімічні процеси на поверхні твердих тіл. 

Адсорбція, десорбція.  

реферат 

7 Різноманітні типи зв’язку в кристалах. 
Ковалентний зв’язок. Характер зв’язку у 
поверхні. 

реферат 

8 Термодесорбція та електронно-стимульована 
десорбція. 

реферат 
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Журнали 
1. Фізика і хімія твердого тіла.  

2. Физика и техника полупроводников. 
3. Электронная техника. 
4. Электронная промышленность. 

5. Электротехника. 
6. Электронные компоненты. 

7. Украинский физический журнал. 
8. Приборы и техника эксперимента. 

9. Журнал технической физики. 
10. Радиотехника и электроника. 

11. Solid State Electronics. 
12. Physical Status Solidi.  

13. Поверхность. 
14. Известия АН. Серия Физическая. 

15. Vacuum. 
16. Surface Science. 



17. Applied Surface Science. 
18. Physical Rev. 

 

 


